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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本文件起草单位:纳晶科技股份有限公司、国家纳米科学中心、杭州英诺维科技有限公司、深圳

TCL新技术有限公司、南开大学、广东普加福光电科技有限公司、武汉珈源同创科技有限公司、北京北

达聚邦科技有限公司、海信视像科技股份有限公司、胜科纳米(苏州)股份有限公司、TCL华星光电技术

有限公司、北京理工大学、致晶科技(北京)有限公司、南方科技大学、中国计量大学。
本文件主要起草人:康永印、刘忍肖、罗飞、葛广路、李俊凯、许怀书、季洪雷、庞代文、李阳、朱东亮、

郭海清、刘卫东、赵飞、穆琳佳、乔明胜、冯艳丽、钟海政、柏泽龙、孙小卫、刘祖刚。
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引  言

量子点由于具有宽带吸收、窄带发射、发射波长连续可调等优异的发光特性,已在新型显示产业领

域实现规模应用。装配了量子点光转换膜背光组件的液晶显示(LCD)器件色域的典型值可达100%
NTSC(参考色空间CIE1931)以上,国内外多家终端显示厂商已推出量子点新型显示器件产品,带动了

量子点材料、光学膜、新型显示器件产业全链条的快速发展。量子点光转换膜的光学可靠性是终端显示

器件应用性能满足产业要求的必要前提条件,是量子点光转换膜厂商、显示器件终端厂商等产业链条上

下游对产品质量控制、采购时进行规格评价和验收的依据,建立标准化的光学可靠性测定方法,形成产

业一致认同的加速老化性能评价基础依据,必将有助于促进量子点显示产业的高质量规范发展。本文

件基于我国纳米光电显示产业发展现状,契合标准在产业领域推广应用场景,兼顾我国在量子点新型显

示领域的技术优势,给出了量子点光转换膜的光学可靠性测定方法。
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纳米技术 纳米光电显示

量子点光转换膜的光学可靠性测定

1 范围

本文件给出了量子点光转换膜(Q-LCF)的光学可靠性测定方法和可靠性判定指标。
本文件适用于液晶显示器件用量子点光转换膜的光学可靠性测定,其他具有光转换作用的膜材参

照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB19510.1—2009 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求

GB/T42976—2023 纳米技术 纳米光电显示 量子点光转换膜光学性能测试方法

3 术语和定义

GB/T42976—2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
光学可靠性 opticalreliability
产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定光学性能的能力。
[来源:GB/T33721—2017,3.2,有修改]

3.2
无效边 invalidedge
量子点光转换膜出现光学性能明显衰退而失效的边缘区域。

4 仪器和设备

4.1 可靠性试验平台设备

4.1.1 概述

量子点光转换膜的光学可靠性测定试验按有无光照射加速老化试验条件分为光照试验和储存试

验。光照试验在光照试验平台上进行,储存试验在储存试验平台上进行。
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